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摘要  在磁盘阵列模型中，关键是如何实现容许多个磁盘阵列故障使得系统性能达到最优。该文提出了一类新的

纠双错编码――V码，使用该编码的磁盘阵列数据布局，阵列的盘数可以为偶数，校验信息均匀分散在阵列每个

盘中，容许任意2个磁盘故障。与其它纠双码的磁盘阵列布局进行比较，当阵列盘数为偶数时，V码阵列布局具有

最优性能，编译码复杂度、冗余率达到最低以及小写性能最优，利于解决磁盘阵列I/O问题。  
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